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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles aupreés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

dans leg documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* KAnnuaire de la CEI
Publié annuellement

* [Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce dui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterp a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapi

séparég traitant chacun d'un sujet défini. Deg
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur dexgande
Voir égglement le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les terines et définitions figurant dans la présente

cation pnt été soit tirés du Vi
approuyés aux fins de cette publicg

Symbeoles graphiques

Pour leg symboles gr
signes f'usage générakapp

consultgra:
a CEl 27:
élegtrotechnjq
- Ja C
sur|le/matégi

feuplles individy

et pour |es appayreils électromédicaux,

— a>CEl 878: Svmbales nr;a'nhir;ulnc ¥aTaTlla

sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

i to
lary
rate
Full
See

ubli-
been
on.

specijically approved for the purpose of this publical

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers| are
referred to publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in
electrical technology;

— |EC 417: Graphical symbols for usg on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagramps;

and for medical electrical equipment,

= 1EC 878.

f‘ra,‘lhir\;al symbals for

équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

electromedical equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present
publication have either been taken from IEC 27, IEC
417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically
approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued by
the technical committee which has prepared the present
publication.
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-2- 512-13-1 © CEI:1996
COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES
POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
PROCEDURES D’'ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE -
Partie 13: Essais de fonctionnement mécanique —
Section 1: Essai 13a: Forces d’accouplement et de désaccouplement
AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation \mendiale dlisation
cgmposée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comjtés hationa CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les¢guestio e isati Ans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, f Normes
Internationales Leur élaboration est confiée a des comités d" Comité
nd ales et
n llabore
ét accord
e

2) L4 flans la
m tionaux
in

3) L4 mandations internationales. lls sont |publiés
cgmme normes, rapports techniques ou glides etagréesccomme tels par les Comités nationaux

4)  Dans le but d'encourager Micatiormm iona es Coxpités nationaux de la CEIl s'engagent & appliquer
de¢ facon transparente, da te : I Aldrmes internationales de la CEIl dans leurs jnormes
nationales et régionalf e Ia ngrme de Ia CEl et la norme nationale ou rdgionale
cq

5) La CEl na le marquage comme indication d'approbation| et sa
relsponsabilité Ypas © 5 8 natériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’ des éléments de la présente Norme internationale peuvgnt faire
I'q ¢lle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenye pour
re tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La Ngrme g 12-13-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connectedrs, du

comit¢ d S I: Composants électromécaniques et structures mécanique$ pour

équipg (que

La prdsenteynorme annule et remplace l'article 1 de la CEl 512-7 (Essai 13a). Elle doit éfre lue

conjoiptement avec la premiere partie: Généralités, parue comme CEIl 512-1.

La publication compléte comprendra d’autres essais qui paraitront au fur et a mesure de leur
mise au point.

Le tex

te de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
48B/507/FDIS 48B/552/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.
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512-13-1 © IEC:1996 -3 -

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT —
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS -

Part 13: Mechanical operating tests —
Section 1: Test 13a: Engaging and separating forces

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide arglization
cgmprising all national electrotechnical committees (IEC National Commi Cis to
promote international co-operation on all questions concerning standargization_ IR the el bctronic
fi}lds. To this end and in addition to other activities, the IEC . Their
prleparation is entrusted to technical committees; any IEC Nationg ct dealt
w(th may participate in this preparatory work. International, govern zations
ligising with the IEC also participate in this preparation. T hational
Ofganization for Standardization (ISO) in accordance wit Pen the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of ble, an
infernational consensus of opinion on th entation
frpm all interested National Committees.

3) The documents produced have the form g in the
fofm of standards, technical reports or quide in that
sgnse.

4)  In| order to promote interna ificati ion hational
Sfandards transparen R s. Any
divergence between the clearly
indicated in the er

5) Tihe IEC provi for any
equipment declaréed

6) Altention is drafn\to be the
sybject of patenirights. S.

Internptions 512413-1 has been prepared by subcommittee 48B: Connectgrs, of

IEC techai o 18: Electromechanical components and mechanical structurgs for

electrpnic €

This gtandard cancefs and replaces clause 1 of IEC 512-7 (Test 13a). It should be re¢ad in

conjurllction with part 1: General, issued as IEC 512-1.

The complete publication will include other tests which will be issued as they become available.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48B/507/FDIS 48B/552/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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-4 - 512-13-1 © CEI:1996

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES
POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE -

Partie 13: Essais de fonctionnement mécanique —
Section 1: Essai 13a: Forces d’accouplement et de désaccouplement

1 Domaine d'application et objet

La prgsente section de la CEl 512-13 définit une méthode d’essai normalisée pou rer les
forceqd nécessaires pour accoupler & fond ou désaccoupler des compgs ment,
y compris l'effet de tout dispositif aidant aux manoeuvres 3 et de
désaccouplement.

NOTE - Le terme «force(s)» est employé ici dans son sens générique et €Y les.
2 Méthode d’essai
2.1 Wn des composants d’accouplement doit étre _rigide(nént teh
2.2 | ou dsa@o € de maniere normalge, par
exemple en utilisant n'importe quel disp de & fa_mapoeuvre d’'accouplement|et de
désac
2.3 | : - désaccoupler les composants doivent
étre nf
2.4 | e g scouplement doit étre conforme a la spécification
particuli
3 Co
Les fdg oupler a fond ou désaccoupler les composants doivent étre
compli par la spécification particuliére.
4 Dé}ails & spécitier
Quand cet.essai est requis par la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre
donnés:

a) valeur maximale de la force d’accouplement;

b) valeurs minimale et maximale de la force de désaccouplement, si applicable;
¢) rythme d’accouplement ou de désaccouplement, si applicable;

d) outils spéciaux, si applicable;

e) le cas échéant, description compléte du lubrifiant;

f) toute dérogation a la méthode d’essai normalisée.
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ELECTROMECHANICAL COMPONENTS
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT —
BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS -

Part 13: Mechanical operating tests —
Section 1: Test 13a: Engaging and separating forces

1 Scope and object

This gection of IEC 512-13 details a standard test method to measure the f required fo fully

engage or separate mating components, including the effect of any
engaaing/separating operations.

NOTE - The term “force(s)” is used here in its generic sense and includes fors
2 Test method
2.1 One of the mating components shall be rigidly hgld in

2.2 The other component shall be f
example using any incorporated de
specifjed tools.

2.3 The forces required to fully engag

24 1

3 Te

The f
specif]

4 De

When guired By the detail specification, the following details shall be given:

a) maximum vakgof the engaging force;

b) minimum and maximum values of the separating force, where applicable;

igts the

pr, for
r any

limits

c) rates of engagement and separation, wnere applicaple,
d) special tools, where applicable;
e) if a lubricant is used, a complete description shall be given;

f) any deviation from the standard test method.
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I EC Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related
information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case pgstale 131

1211 Gé¢neva 20
Switzerlpnd

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank yjou for your contribution to the

Nicht franKieren
Ne pas afffanchir

[

Non affrafcare
No stamp|required

@) REPONSE PAYEE
SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVA 20

Switzerland
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1.
No. of IEC standard:

7.

Please rate the standard in the following
areas as (1) bad, (2) below average,
(3) average, (4) above average,

(5) exceptional, (0) not applicable:

Tell us why you have the standard.
(check many as apply). | am:

clearly written
logically arranged

information given by tables

OooOoOooOoao

13.

If you said yes to 12 then how many
volumes:

14.

Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,

[0 the buyer illustrations
o ) etc.):
O the user technical information
O alibrarian 8.,
0l aresearcher I would like to know how | can legally 15.
n enaineer reproduce this standard for: o
L an enginee P ) My organization supports the
[0 asafety expert [0 internal use standards-making process (check as
O involved [ATestng E——sates-imformation many as apply):
O with a gojvernment agency O product demonstration
O inindustly O other....cccooiiiiiii,
O other...fi 9. ds
In what medium of standard does your
3. organization maintain most of its
This standard vas purchased from? standards (check one): e

paper
microfilm/microfiche

This standard will be used
(check as manly as apply):

mag tapes

O
O
O
[J CD-ROM
[0 floppy/digk
O

e P

My~argapization uses (checHl one)

French text only
English text only

[d for refergnce on lin .
O in a stanfiards library o [0 Both English/French text
[0 to develop a new product If your organization. curtéqtiy\maintains 17.
. A part or all of its Standards tollegtion in Other comments:
[0 to write specifications 2 Neask indidate the
[d tousein|atender :
[J for educdtional purposes
D foralawsuit = A U 7 YIN fulNext\. O N\ i e
O for qualit assessmen@
[0 for certifipation iy does your organization
[0 for generpl information aintain its standards collection ]
] e (check all that apply):

[J for desigh purpose

paper e
[J for testing . . . .

microfilm/microfiche
O  other. o NG N\ e vt N e

\ O mag tape
5. 0 CD-ROM 18.
This standard Will be used [0 floppy disk Please give us information gbout you
with (check as|many-as apply): [0 online and your company
O 1ec 10A.
O 1so NAME: ooreeeeenniieeiniieeiniiee i,
For electronic media which format will be

0 corporate chosen (check one) OB I et
[0 other (published by................... ) [0 raster image
O other (published by......oo.......... ) O full text COMPANY: ceitiiiiiieee et e et e e
O other (published by................... ) 11. AAATESS: oo

6.

This standard meets my needs
(check one)

not at all
almost

fairly well

ooood

exactly

My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

12.

Does your organization have a standards
library:

O vyes
O no
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lEC

Enquéte sur les normes
®

La CEIl se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquéte nous aideront tout a la fois & améliorer nos
normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre a votre attente.

Nous aimerions que vous nhous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire

joint qu

Centre (

Commi
3,rued
Case pd

1211 Gg
Suisse

Télécop

Nous vd
a la Nor

. " N .
NNUUS vVUUOS TTTIVILUTTIO A TTLUUITITT AduU.

ju Service Clientele (CSC)

5sion Electrotechnique Internationale
b Varembé
stale 131

pneve 20

je: IEC/CSC +41 22 919 03 00

us remercions de la contributic
malisation Internationale

Nicht frank
Ne pas aff

[

Non affrapcare
No stamp

ieren
anchir

required

REPONSE PAYEE
SUISSE

Centre du Service Clientéle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVE 20

Suisse
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1. 7. 13.

Numéro de la Norme CEl: Nous vous demandons maintenant de donner En combien de volumes dans le cas
une note a chacun des critéres ci-dessous affirmatif?
(1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne;

....................................................... 3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne:
5, exceptionnel; 0, sansobjet) ~  rmmmmmrmmmmmmmmmmmemreee

2. .
O clarté de la rédaction 14.

Pourquoi possédez-vous cette norme? Il fanti d lisati

; A . D [0 logique de la disposition Que_gorganlsatlons e norma_lsgtlor} ont

(plusieurs réponses possibles). Je suis: 919 . p. publiées les normes de cette bibliothéque

O racheteur [0 tableaux informatifs (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):

O I'utilisateur O illustrations

[0 bibliothécaire [J informations techniques o

O chercheur 8. 15.

O ingénieur J'aimerais savoir comment je peux l\y/[a société apporte sa contribution a

o reproduire légalement cette norme pour: | élaboration des normes par les
[d expert en sécurité i moyens suivants
O chargé JTEECTeT 0es e55als [1 usage interne (plusieurs rér\nncne passible):
. . , [0 des renseignements commerciaux
O fonctionnfaire d’Etat ‘ ‘ s
. . [0 des démonstrations de produit

[OJ dans 'industrie
O autres.....cccccovvvvviiiieninnnn.

D AULIeS ... L j’organi_
9. n

3.

Ou avez-vous pcheté cette norme?

Comment cett¢ norme sera-t-elle uti-
lisée? (plusieufs réponses possibles)

Quel support votre société utilise-t-elle
pour garder la plupart de ses normes?

O vpapier NN N\awtres .\

O microfilm/microfiche

[Od bandes magnétiques réponse)
[0 cD-ROM

O  disquéltes des normes en frangais geulement
O aborQ}\a\u servewr e des normes en anglais s¢ulement
oA [0 des normes bilingues anglais/

francais

17.

Autres observations

[0 comme reférence

[J dans uneg bibliothéque de normes
[d pour dévglopper un produit nouveau
[d pour rédipger des spécifications
[d pour utilisation dans une soumission
O ades fing éducatives

[ pour un grocés

[d pour une|évaluation d& la guali{g
[Od pour la certification

[0 atitre d’ipformation gé

[d pour une|étude de

O pour effeftuer de$§ essa

O autres@\
5.

papier

microfilm/microfiche

bandes magnétiques 18.

CD-ROM Pourriez-vous nous donner quelques

Cette norme estelle appelée disquettes informations sur vous-mémgs et votre
ioi P N . . société?
conjointement avec diautres normes? abonnement & un serveur électronique
Lesquelles? (plysietrs-reponses possibles):
0 CEl 10A. NOM ceiiiiiiiieieineeeeeeeee e
0 1so Quel format serait retenu pour un moyen )
électronique? (une seule réponse) fonction.......ooocoiii

[0 internes a votre société [0 format tramé . e

i4 nom de la SOCIété .........ocovevvviinnennnn.
[0 autre (publiée par).........cc.co.... ) O texte intégral
LI autre (publiée par)................... ) 11. AddresSe ..o

autre (publiée par).........cc.c.uen.
O (P par) ) A quel secteur d'activité appartient votre société?
5 (par ex. ingénierie, fabrication) e
Cette norme répond-elle & vos besoins? T
12.
O pas du tout
O a . Votre société possede-t-elle une e
a peu pres bibliothéque de normes?

[ assez bien 0 oui nombre d’employés.............ccooveeeennnn.
L parfaitement 0 Non chiffre d’affaires:...............................
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared

par le Comité d’Etudes n° 48 by Technical Committee No. 48

130:- Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'a 3 MHz. 130: — Connectors for frequencies below 3 MHz.

130-0 (1970)  Partie zéro: Guide concernant les renseignement$30-0 (1970) Part 0: Guide to drawing information in detail
devant étre fournis par les dessins des spécifications specifications.
détaillées.

130-1 (1988)  Premiére partie: Régles générales et méthodes dE30-1(1988)  Part 1: General requirements and measuring methods.
mesure.

130-2 (1965) Deuxieme partie: Connecteurs pour récepteurs dd30-2 (1965)  Part 2: Connectors for radio receivers and associated
radiodiffusion et équipements électroacoustiques sound equipment.
similaires. Amendment No. 1 (1969).
Modification n°® 1 (1969).

130'3 (1965 TIU;D;&IIIE‘ pcutic. L/UIIIIC\.,tCLIID puul }Ji:cb. 130'3 (19\15} Palt 3 Baﬁcly Ul ICLIUID.

130-4 (1966 Quatrieme partie: Connecteurs circulaires multip6les130-4 (1966) Part 4: Circular multipote_connectors with threaded
avec accouplement par vis. coupling.

130-4A (197p) Premier complément. 130-4A (1970)

130-5 (1966 Cinquieme partie:  Connecteurs rectangulaires130-5 (1966) : i Rectors with blade
multipdles avec contacts a lames.

130-6 (1965 Sixieme partie: Connecteurs miniatures 130-6 (1965) : {ni multipole connectors
rectangulaires multipdles avec contacts a lames. ajth &

130-7 (1971 Septieme partie: Connecteurs circulaires multipdlesl30-7 (1971) A\CirGlaf multipole connectors|with bayonet or
avec accouplement du type baionnette ou «push-
pull».

130-8 (1976 Huitieme partie: Connecteurs concentriques pourl30-§
circuits audio de postes de radio.

130-9 (1989 Neuvieme partie: Connecteurs circufaixes pod
appareils de radiodiffusion et ‘gguipene
equipment.

électroacoustiques associés.
nché &30
gqui
Part 11: Edge socket connectors with closed ends and

Amendement 1 (1993).

Amendement 2 (1995).

130-10 (197]1) Dixieme partie: Connecteurs pour le b
individuels imprimé ités having a contact spacing of 2.54 mm|(0.1 in) mating
écartement } either with board mounted connectors or printed
s'accoupla } wiring boards with edge board contacts.
plaguette
plaquettes de ¢

une source extérieure hdsse tensiomd
130-11A (19Y5) Premier S : ecteurs / multirangéesl30-11A (1975) First supplement: Multi-row board npjounted printed

Atric connectors for qudio circuits in

padio receivers.
rt 9: Circular connectors for radiq and associated

otnd equipment.

endment 2 (1995).

) Part 10: Connectors for coupling gn external low-
voltage power supply to portable | entertainment

130-11 (1971)

n-€cartement des circuit connectors having contact apd termination
une grille carrée de spacing on a 2.54 mm (0.1 in) square |grid.

130-12 (1976¢) onhgcteurs de liaison et d'essai. 130-12 (1976) Part 12: Link and test connectors.

130-15 (197%) v ) Cgnnecteurs ultra-miniatures130-15 (1975) Part 15: Ultra-miniature board-mqunted printed-
montes frcults impfimés ayant un écartement des wiring connectors having a staggered|contact spacing

(0,05 in). of 1.27 mm (0.05 in).

130-16 (197¢) Seizieme partie? Connecteurs montés sur carte pout30-16 (1976) Part 16: Printed circuit board moupted connectors
Circuits imprimés a deux rangées de contacts et de with two rows of staggered contacts ahd terminations
sorties en quinconce écartés de 2,54 mm (0,1 in). with spacing of 2.54 mm (0.1 in).

131: — Interrupteurs a levier. 131: — Lever switches.

131-2 (1963) Deuxiéme partie: Prescriptions pour les interrupteursli31-2 (1963) Part 2: Requirements for switches of Type 1, slow-
de type 1, a fermeture et a rupture non brusque. make, slow-break.

131-3 (1969)  Troisiéme partie: Prescriptions pour les interrupteurs131-3 (1969) Part 3: Requirements for switches of Type 2, quick-
du type 2, a fermeture et a rupture brusque make quick-break (toggle switches).

(interrupteurs a bascule).

132: — Commutateurs rotatifs (a faible intensité nominale). 132: — Rotary wafer switches (low current rating).

132-1 (1962)  Premiére partie: Régles générales et méthodes dE32-1 (1962) Part 1: General requirements and measuring methods.
mesure.

132-1A (1973) Premier complément. 132-1A (1973) First supplement.

132-2 (1963) Deuxiéme partie: Commutateurs rotatifs a fixation 132-2 (1963) Part 2: Rotary wafer switches with central mounting.
centrale.

132-2A (1965) Premier complément. 132-2A (1965) First supplement.

(suite) (continued)
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132-3(1963)  Troisieme partie: Commutateurs rotatifs & deux trous 132-3 (1963)

de fixation.

Premier complément.
Quatrieme partie: Commutateurs rotatifs a fixation 132-4 (1966)
centrale; a 12 positions au maximum et de diametre

maximal 40 mm.

Cinquieme partie: Commutateurs rotatifs a deux132-5 (1966)
trous de fixation; & 26 positions au maximum et de

diametre maximal 60 mm.

Sixieme partie: Commutateurs rotatifs a galette avec32-6 (1974)

galettes imprimées: a 12 nositions au-maximum-et de
=) T y T

132-3A (1965)
132-4 (1966)

132-5 (1966)

132-6 (1974)

132-3A (1965)

IEC publications prepared
by Technical Committee No. 48 (continued)

Part 3: Rotary wafer switches with two-hole

mounting.
First supplement.

Part 4: Rotary wafer switches with central mounting;
maximum 12 positions; maximum diameter 40 mm.

Part 5: Rotary wafer switches with two-hole
mounting; maximum 26 positions; maximum
diameter 60 mm.

Part 6: Rotary wafer switches with printed wafers;
12 r\ncifinnc; mounting

maximum. maximul

45 mm d'encombrement maximal au montage.

132-7 (1981 Septieme partie: Commutateurs rotatifs a galette d32-7 (1981)
fixation centrale; a 12 positions au maximum et de
diametre maximal 20 mm.
149: — Supports et accessoires pour dispositifs électroniqued49: — Sockets and acces!

enfichables.
149-1 (1963 Premiére partie: Régles générales et méthodes db49-1 (1963)
mesure.
Modification n°® 1 (1970).
Modification n°® 2 (1972).
149-2 (1965 Deuxiéme partie: Feuilles particulieres de supports etl49-
dimensions des mandrins de cablage et redresseurs
de broches.
149-2A (1968) Premier complément.
149-2B (1969) Deuxieme complément.
149-2C (197L) Troisieme complément.
149-2D (197l) Quatrieme complément.
149-2E (197Q) Cinguiéme complément.
149-2F (197®) Sixieme complément.
149-2G (197R) Septieme complément.
149-2H (197p) Huitiéme complénjen
149-2J (1972)  Neuviéme edrplément. 149-23 (1972)
149-2K (1976) Dixiéme c . 149-2K (1976)
149-2L (1976) Onziéme complé . 149-2L (1976)

149-3 (1975 149-3 (1975)
149-3A (197 149-3A (1976)
203 (1966) issage des contacts 203 ( 1966)

288: — Blind4

288-1 (1969 générales et méthodes d288-1 (1969)

288: — Tube and valve shields.

dimension 45 mm.

bntral mounting;
imum diameter

flevices.

methods of test.

sockets and

Secgnd supplement.
hird supplement.
Fourth supplement.
Fifth supplement.
Sixth supplement.
Seventh supplement.
Eighth supplement.
Ninth supplement.
Tenth supplement.
Eleventh supplement.
Part 3: Sockets for crystal holders.
First supplement.

Dimensions of the crimp area of 1]
type contacts.

hachined crimp

Part 1: General requirements and methods of test.

Amendment No. 1 (1972).

288-2 (1969 Deuxieme partie: Feuilles particulieres de blindages288-2 (1969) Part 2: Specification sheets for shields for tubes and
de, tubes et dimensions des dispositifs d'essai et valves and dimensions of testing dev|ces and gauges
calibres pour blindages for shields

297: — Dimensions des structures mécaniques de la série de97: — Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in)
482,6 mm (19 in). series.

297-1 (1986)
297-2 (1982)
297-3 (1984)

Premiére partie: Panneaux et batis. 297-1 (1986)
Deuxieme partie: Armoires et pas des structures. 297-2 (1982)

Troisieme partie: Bacs et blocs enfichables associé297-3 (1984)
Amendement n°® 1 (1992).

Partie 4: Bacs et blocs enfichables associés 297-4 (1995)
Dimensions supplémentaires.
352: — Connexions sans soudure.

352-1 (1983)  Premiere partie: Connexions enroulées sadsireo— 352-1 (1983)
Régles générales, méthodes d'essai et conseils
pratiques.

Deuxieme partie: Connexions serties sans soudure 352-2 (1990)
Reégles générales, méthodes d'essai et guide pratique.

297-4 (1995)

352-2 (1990)

(suite) (continued)

Part 1: Panels and racks.
Part 2: Cabinets and pitches of rack structures.

Part 3: Subracks and associated plug-in units.
Amendment No. 1 (1992).

Part 4: Subracks and associated plug-in units —
Additional dimensions.

352: — Solderless connections.

Part 1: Solderless wrapped connections — General
requirements, test methods and practical guidance.

Part 2: Solderless crimped connections — General
requirements, test methods and practical guidance.
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